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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refléte bien ’état
actuel de la technique.

Les renseignements relatifs a ce travail de révision, a I’établisse-
ment des éditions révisées et aux mises & jour peuvent étre obtenus
aupreés des Comités nationaux de Ja CEI et en consultant les docu-
ments ci-dessous:

©® Bulletin de la CEI

©® Rapport d’activité de la CEX

Publié annuellement

@®  Catalogue des publications de la CEI

Publié annuellement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera a la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-
technique International (V.E.L.), qui est établie sous forme de
chapitres séparés traitant chacun d’un sujet défini, I’Inde
général étant publié séparément. Des détails complets s
V.E.I. peuvent étre obtenus sur demande.

Les termes et définitions figurant dans la présente publicatia
ont été soit repris du V.E.I., soit spécifiquement af
fins de cette publication.

littéraux

Pour les symboley graphigues, syngbsles Httéran

d’usage général ap e

— la Publication 27 d¢ : itkéra
en électrotechnigdey

Symboles graphiques et

— la Publicatig

Autres publications de la CEI établies par le méme
Comité d’Etudes

L’attention du lecteur est attirée sur la page 3 de la couverture,
qui énumére les autres publications de la CET préparées par le
Comité d’Etudes qui a établi la présente publication.
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Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC sources:

TEC Bulletin

@® Report on IEC Activities
Published-yearly

Graphical and letter symbols
For graphical symbols, and letter symbols and signs approved
by the IEC for general use, readers are referred to:

— IEC Publication 27: Letter symbols to be used in electrical
technology ;

— IEC Publication 117: Recommended graphical symbols.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC Publications 27 or 117, or
have been specifically approved for the purpose of this publi-
cation.

Other IE C publications prepared by the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to the inside of the back
cover, which lists other T E C publications issued by the Technical
Committee which has prepared the present publication.
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4

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DEFINITIONS RELATIVES AUX METHODES D’ESSAIS DE SEMICTEURS
"ET D’ENSEMBLES DE COMPTAGE A SCINTILLATION

PREAMBULE

un accord international sur les sujets.examinés.
2) Cés décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées com

Pays-Bas

Pologné

Portugal

Roumanie

Royaume-Uni

Suéde

Suisse

Turquie

Union des Républiques
Socialistes SoViétiques

Japon | : Yougoslavie

Cette publication doit étre utilisée avec la Publication 340 de la CEL

Autre publication de la CEI citée dans la présente norme:

Publication n° 50(391): Vocabulaire Electrotechnique International (V.E.I.), chapitre 391;
Détection et mesure par voie électrique des rayonnements ionisants.

i _Full document details: IEC 60596 1978
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5

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

DEFINITIONS OF TEST METHOD TERMS FOR SEMICONDUCTOR
RADIATION DETECTORS AND SCINTILLATION COUNTING

' FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the I EC on technical matters, prepared by Technical Committees on which ail the
National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly 3
consensus of opinion on the subjects dealt with.

in the latter.

The first draft was discussed at the meetin in S \

The following countries v

Austr Romania
Belgiuir South Africa (Republic of)
Canada Spain

Sweden

Switzerland

Turkey

Union of Soviet

Socialist Republics
United Kingdom
United States of America
Portugal A Yugoslavia

This publication should be used in conjunction with I E C Publication 340.

- Other 1E C publication quoted in this standard:

Publication No. 50(391): International Electrotechnical Vocabulary (I.E.V.), Chapter 391;
' Detection and measurement of ionizing radiation by electric means.
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DEFINITIONS RELATIVES AUX METHODES D’ESSAIS DE SEMICTEURS
ET D’ENSEMBLES DE COMPTAGE A SCINTILLATION

1. Domaine d’application

Les définitions de cette norme s’appliquent aux trois publications suivantes de la CEI:

Publication 333: M¢éthodes d’essais des détecteurs semiconducteurs pour rayonnements ionisants.
Publication 430: M¢éthodes d’essais des semicteurs gamma au germanium.

Publication 462: Méthodes d’essais normalisées des tubes photomultiplicateurs -utilisés dans les
ensembles de comptage a scintillation.

2. Objet

Définir les termes nécessaires pour une bonne compréhension ns mentionnées

dans le domaine d’application.

3. Termes généraux

3.1 Ionisation

s

Formation d’ions par le fractio
a des atomes ou a des molécules

3.2 Porteur (de charge)

4.2 Détecteur a scintillation
' Scintilleur

Détecteur de rayonnement constitué d’un scintillateur en liaison optique avec un dispositif photo-
sensible (par exemple un ou plusieurs tubes photomultiplicateurs), soit directement, soit par I’inter-
médiaire de conduits de lumiére (V.E.I. 391-08-10, V.E.I. 391-06-07).

4.3 Détecteur a ionisation

Détecteur de rayonnement basé sur I'utilisation de I’ionisation dans le volume utile du détecteur
(V.E.IL. 391-08-06).
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